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= (54) Tm e: METHOD FOR DETERMINING THE HUMIDITY AND DENSITY OF A DIELECTRIC MATERIAL 

= (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BESTTMMUNG VON FEUCHTE UND DICHTE EINES DIELEKTRISCHEN MAT li- 
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(57) Abstract: To determine the humidity 
and density of a dielectric material, the 
resonance curve of the resonator that is 
filled with said material is sampled at 
equidistant intervals. A second sampling 
pass at shorter intervals is carried out 
in an area in which the signal intensity 
exceeds a calculated threshold value. 
The resonance frequency and resonance 
quality or bandwidth are determined either 
from the threshold frequencies of the 
bandwidth, which are obtained by a linear 
interpolation of the sampling points in the 
immediate vicinity of the 3 dB threshold 
curve, or from any three sampling points 
on the resonance curve. If the latter 
case applies, an average can be taken of 
the results of several triples of sampling 
points to increase the precision. The 
humidity and density are calculated from 
the differences in resonance frequency or 
bandwidth between the empty resonator and resonator filled with material, by means of a calibration using non-linear equations. 
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(57) Zusammenfassung: Zur Bestimmung von Feuchte und Dichte eines dielektrischen Materials wird die Resonanzkurve des 
mit dem Material gefUllten Resonators in aquidistanten Schritten abgetastet In dem Bereich, in dem die Signalstarke grosser als ein 
errechneter Grenzwert ist, wird ein zweiter Abtastdurchgang mit kleineren Schritten durchgefuhrt. Resonanzfrequenz und Resonanz- 
giite bzw. Bandbreite werden entweder aus den durch lineare Interpolation der Abtastpunkte in unmittelbarer Nahe der 3-dB-Grenz- 
linie gewonnenen Grenzfrequenzen der Bandbreite oder aus drei behebigen Abtastpunkten der Resonanzkurve ermittelt, wobei in 
letzterem Falle zur Erhohung der Genauigkeit uber die Ergebnisse von mehreren Tripeln von Abstastpunkten gemittelt werden kann. 
Aus den Differenzen von Resonanzfrequenz beziehungsweise Bandbreite vom leeren zum materialgefullten Resonator werden durch 
eine Kalibrierung mittels nichtlinearer Gleichung Feuchte und Dichte berechnet. 
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